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The DE 88 09 136 U1 is directed to a vernier adjustment arrangement wherein bending 
elements act together with micrometer screws. The bending elements have a radial notching 
to improve the bending behaviour compared with leaf springs. 
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XYZ— FtfnjuBtorainhsit in BtoQsstonwnltBchnRc fOr 
PeettontoningimSubf^^ 
MeB-und 




kn 

n* MeJpjlmflQl ban Abrrtaeeungen und unwer- 
Bn w ten fl gfc WBrtl durch umhngrBictwZubehOr. 



KugeJ- be*, ro e eog etage rte Fuhrungen von Feinjusttoreinheiton auf rein 
mechantecher Basis. Bel kJefnen Baugroften whtl die Fohrung in den 
einzeinen Acheen <X,Y,2) knmer achlechter, die Toieranzen (Fehier) in 
n atati o n zum Veratatweg hnmer grofier. Koneequen z: Bei Juatferungen 
im ZehnCeknioometcfbereich, wie aie in dor opttechen Me6— und 
Nachrichtantochn* benadgt warden, aind dieae Juattoreinheton extrem 
atftartMe g ; dto eingeateHc Poetton kann hierdurch nfcht lange (Mlnutan) 
gehaHen warden. Urn dieae Mangei zu beheben warden piar o eto k l nach e 
Stewale men ta ef nga a stzt, die durch eine aufwandige ElekSronk (Schlei- 
fenregeJuny) dto PoeitJon haJten, aber aehr tauer aind. Oieae eiaklrontoch 
gerogct en Juabereinh&ten aind daahaJb fur vieie Anwander un- 



Die won una eingeaetztan nauarttgen Btogeefernente aind durch eine 
Feder dauemd vorgeapannt und araetzan die Qbkcnen KugattbaanfQh- 
rungen mil Ihren oben ganannten Nachtoaan. Durch die auf Watt 2 
b each rt ebene KonstrukOon wkd eine armfihernd Rneare Vefatetmoglten- 
keft bn MHoometerbereteh (X,Y) erzlelt Die Einsteftgenaukjkeft betragt 
<0,5 Mikrometer und wfrd Qber Stunden bzw. Tage auf 0,1 Micrometer 
genau gehafien. Die XYZ-Feinjuatiereinneft wurde ao konzipiert, daft aie 
aowoM in den vorhandenen Mikrooptechen System bausatz eingegHedert 
warden kann, aia auch dlrekt durch ein M6-Qewinde in der Bodenpiatte 
unlvoraeH einaetzbar tot. 
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XYZ-Fein justiereinheit in Bicgcclcmcnttcchnik far 
Positionieiung im Submikron-Beieich in dei optischen 
Mefl- and Nmchrichtcntechnik 



Die Biegeelement-Technik ist in der Art ausgefQhrt, dafi die x- und 
y-Ebene auf die Justierachae bezogen eine Dreipunktbgerung (A, B) 
aufweisen (2 Biegeeiemente, 1 Veratellelement fOr den Weg), die eine 
Untersetzung des Verstettweges zur Achse der Haiterung bewirkt Die auf 
Biegung beanspruchten Biegeeiemente (C) sind mit einer radialen Kerbung 
zur Erreichung eines definierten Biegeverhaltens ohne wesentlichen Versatz 
der Drehpunkte im Biegeetement ausgefQhrt 

: Dadurch ergibt sich gegenQber Biegeiementen aus Btattfedem ein 
definierter Drehpunkt, durch die Wahl von 2 Biegeelementen pro Ebene (x,y) 
wird ein stattach definierter Betrieb ais Dreipunktgeienk enriett 

Die Vorspannung der x- und y-Ebene erfofgt for bekJe Ebenen 
gemein8am Qber eine Zugfeder (D), damit ein Krflfteausgleich Qber den 
Qbereinanderttegenden Dreipunktaufh&ngungen stattfindet 

Die z-Ebene wird Qber einen TangentfalfQhrer (E) in hericflmmlfcher Weise 
reaKsiert X- und Y-Ebene kOnnen wahfwefee mit FeinversteS&chrauben Oder 
mit Mikrometer-Meftschrauba (F) ausgeatattet warden. 

Die Anordnung der Drehpunkte der x- und y-Achse ist so gewdhlt daft 
sich die Kreisbewegung der x- und y-Ebene in der Mittelsteltung der 
Ebenen aenkrecht schneiden, so dafi die Kreiatangenten an dem Schnrtt- 
punkt genau vertikai und horizontal zur Montageebene liegen. 

Durch die vorgespannten Biegeeiemente wird eine Langzeitstabtlttflt der 
einge8teitten Position erraicht 

Ate Universalaufnahme (G) for diverse Halterungen dient eine Durch- 
gangsbohrung mit 6.4 mm Durchmesser for Standardein*dtze mit 1/4 Zoll 
Durchmeaaer z.B. for Glasfasem, Selfoc-Linaen usw. 



F08TEC GmbH 
BeiHn, JuH 1968 
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Schutzanspriteha: 



1 /XYZ-Fetnjustierdnhett for Poafflonlerungen Im Submlkron-Bereteh von Glasfasern, 
Gteefeeerstecker, Uneen ~te. In der optechon MeS - und Nachrichtentechnlk, 

dadurch gekennzeichnet, 

das tile Jusoeremheii in speaener wegoeiefnem - Twcnfiik ouSgenjnft tet , sodas die x- 
bzw. y-Ebene, auf die Juetierachee bezogen, elne Drelpunktlagerung aufwetet, die elne 
Urrtersetzung des VeieteWweges zur Achse der Halterung bewkkt 



2 . XYZ-Feinjustiereirthett for PoeWonlerungen Im Subrmtronberelch nach Arwpruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Btegeelemente mil elner radialen Kerbung aim Erretehen eines deflnlerten 
BiegeverhaJtena der Orehpunkte ohne weeentJIchen Vereatz auegefOhrt slnd. 



3. XYZ-Feinjusberelnnett fur PosWonierungen Im Submikron-bereteh nach Anspruch 1 
und 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS die Anordnung der Drehpunkte der x- und y-Ebenen bei der MWeWeHung der 
Ebenen atah eenkrecht achnekJen und elne annaherd Hneare VereteBung In der x- und 
y-Achse, bezogen auf die Juatterachae, gewahrietetet 



FOffTEQGmfaM 
Deriui, Jul 1968 
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Gewindef reistich 
DIN 76 B 





• 




Mrtu».5:1 j 4 Stuck 






Edelstahl 












Datum . 


Name 


Biege - Element 










Bearb 














Gepr. 














Norm 


























* • * • V* «• • 

• » * •• •••• • • 


:F05TEC GmbH 
» * 

i 








Oatum 


None 



# • 



THIS PAGE BUWK(uswo 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

«... .. C: ^ IV > ■ ■ • 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

JLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
^□^FADED TEXT OR DRAWING 

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 
--OilEFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK 



